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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing and/or up- 
dating learning and/or random test samples for the optimization of automatic 
optical readers for inscriptions on mail with adaptive classifiers, compris- 
ing the following steps: reading of wireless-readable or inscribable memory 
units located on or in the mail item in addition to automatic optional read- 
ing; storage of said data as destination addresses, together with the captured 
image of the surface of the mail item in a random test sample data base, if 
destination address data is identified and read from a memory unit. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriflft ein Verfahren zum Erzeu- 
gen und/oder Aktualisieren von Lem- und/oder Teststichproben fiir die Op- 
timierung von automatischen optischen Lesem fur Sendungsaufschriften mit 
adaptiven Klassifikatoren mit den Schritten: - Lesen von diahtlos lesbaren 
und beschreibbaren, auf oder in der Sendung befindlichen Speichereinheiten 
zusatzlich zum automatischen optischen Lesen, - wenn aus einer Speicher- 
einheit Zieladressangaben identifiziert und gelesen wurden, abspeichem die- 
ser Daten als Zieladresssolldaten zusammen mit dem aufgenommenen Ab- 
bild der Sendungsoberflache in einer Stichprobendatenbank. 
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